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Opis kryteriow, ktorymi Zamawiajacy bedzie si¢ kierowal przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag
tych Kkryteriéw i sposobu oceny ofert

Ocena ofert ztozonych przez Wykonawcow odbedzie si¢ na podstawie ponizszych kryteriow:

C- cena brutto oferty - 60%;
D — termin dostawy -5 %;

P1 - mozliwo$¢ rozbudowy mikroskopu o analizator skladu chemicznego LIBS, umozliwiajacy wykrycie
i analiz¢ skladu pierwiastkowego (od wodoru do uranu, H1 do U92 pomijajac gazy i pierwiastki
radioaktywne), laser YAG, klasa lasera 1, dlugo$¢ fali min. 355nm, z wielko$cia plamki min. 10um. z

mozliwoscia dostosowania mocy lasera do probek — 6%;

P2 - kamera mikroskopu z mozliwos$cia demontazu (zmiany swojej pozycji) i montazu na

zmotoryzowanym ramieniu wieloprzegubowym - 6%;

Ps - zastosowanie zespolu obiektywéw na jednej glowicy, umozliwiajace obserwacje w zakresie

wymaganego powi¢kszenia bez koniecznosci wymiany obiektywu - 6 %;
P4 - mozliwo$¢ sterowania silnikiem osi Z ramienia przy uzyciu konsoli mikroskopu — 5%;
Ps - parametr kamery - rozdzielczo$¢ sensora kamery min 12 megapikseli (4K) - 4%;

Ps - funkcja automatycznej analizy Swiatlo - cieniowej i jednoczesnego wskazania réznic wysokosci od
minimum 1 mikrometra przy uzyciu funkcji mapy oraz techniki fotostereoskopii i rozniczkowego

kontrastu fazowego lub podobnego dajacego ten sam efekt - 3%;

P7 - dedykowane oprogramowanie do urzadzenia pozwalajace na prac¢ ze zdjeciami na dowolnym

komputerze, bez ograniczen instalacji - 3%;

Ps - dodatkowa kamera zamontowana w statywie celem wizualizacji dystansu roboczego i odleglo$ci

obiektywu od probki oraz systemem ochrony przed kolizja z prébkami — 2%.

Oferta bedzie oceniana zgodnie z podanymi wzorami, gdzie:

C — cena oferty brutto — waga 60 %

(oferowana cena musi zawiera¢ wszystkie koszty zwiazane z realizacja przedmiotu zamowienia wszelkie koszty
1 wydatki z uwzglednieniem podatku od towardw i ushug, optaty takie jak koszty opakowania, transportu, cto,
optlaty graniczne, upusty, rabaty, koszty zwigzane z instalacjg i uruchomieniem urzadzenia oraz szkoleniem)
Dla kryterium termin dostawy ( D ) liczony w dniach roboczych od daty podpisania umowy — waga 5 %

- do 10 dni roboczych —5 pkt.

- od 11-15 dni roboczych - 3 pkt



- od 16- 25 dni roboczych - 0 pkt.

Przy ocenie ofert najwyzej punktowana bedzie oferta z najkrétszym terminem dostawy. Oferta z najwyzsza ilo$cia
punktéw zostanie uznana za najkorzystniejszg. Wymienione terminy obejmuja petne dni robocze od poniedziatku

do piatku. Jezeli wykonawca zaoferuje termin dostawy powyzej 25 dni roboczych Zamawiajacy odrzuci oferte.
Zamawiajacy nie dopuszcza wskazania wykonania terminu dostawy w przedziale od-do.

W przypadku gdy Wykonawca nie wpisze zadnego terminu Zamawiajacy przyjmie termin 25 dni roboczych i taki

zostanie wpisany do umowy.

Dla kryterium mozliwo$¢ rozbudowy mikroskopu o analizator skladu chemicznego LIBS, umozliwiajacy
wykrycie i analize skladu pierwiastkowego (od wodoru do uranu, H1 do U92 pomijajac gazy i pierwiastki
radioaktywne), laser YAG, klasa lasera 1, dlugo$¢ fali min. 355nm, z wielko$cig plamki min. 10um.
z mozliwoscig dostosowania mocy lasera do prébek ( P1)— waga 6%

- zaoferowanie mozliwoséci rozbudowy mikroskopu o analizator sktadu chemicznego LIBS, umozliwiajacy
wykrycie 1 analiz¢ sktadu pierwiastkowego (od wodoru do uranu, H1 do U92 pomijajac gazy i pierwiastki
radioaktywne), laser YAG, klasa lasera 1, dlugos¢ fali min. 355nm, z wielkoscia plamki min. 10um.
z mozliwoscig dostosowania mocy lasera do probek - 6 pkt.

- brak mozliwosci rozbudowy mikroskopu o analizator sktadu chemicznego LIBS, umozliwiajacy wykrycie
i analize sktadu pierwiastkowego (od wodoru do uranu, H1 do U92 pomijajac gazy i pierwiastki radioaktywne),
laser YAG, klasa lasera 1, dlugos¢ fali min. 355nm, z wielko$cig plamki min. 10um. z mozliwoscig
dostosowania mocy lasera do probek - 0 pkt.

Przy ocenie dla kryterium mozliwos¢ rozbudowy mikroskopu o analizator sktadu chemicznego LIBS,
umozliwiajacy wykrycie i analiz¢ sktadu pierwiastkowego (od wodoru do uranu, HI do U92 pomijajac gazy
i pierwiastki radioaktywne), laser YAG, klasa lasera 1, dtugos$¢ fali min. 355nm, z wielkoscig plamki min. 10um.
z mozliwo$cig dostosowania mocy lasera do probek punktowana bedzie mozliwos¢ rozbudowy mikroskopu
o analizator sktadu chemicznego LIBS, umozliwiajacy wykrycie i analiz¢ skladu pierwiastkowego (od wodoru
do uranu, H1 do U92 pomijajac gazy i pierwiastki radioaktywne), laser YAG, klasa lasera 1, dtugos¢ fali min.

355nm, z wielko$cig plamki min. 10um. z mozliwoscig dostosowania mocy lasera do probek.

Dla kryterium kamera mikroskopu z mozliwoscia demontazu (zmiany swojej pozycji) i montazu na
zmotoryzowanym ramieniu wieloprzegubowym (P2 ) — waga 6%

- zaoferowanie kamery mikroskopu z mozliwoécia demontazu (zmiany swojej pozycji) 1 montazu na
zmotoryzowanym ramieniu wieloprzegubowym - 6 pkt.

- brak kamery mikroskopu z mozliwo$cia demontazu (zmiany swojej pozycji) i montazu na zmotoryzowanym
ramieniu wieloprzegubowym - 0 pkt.

Przy ocenie dla kryterium kamera mikroskopu z mozliwoscig demontazu (zmiany swojej pozycji) i montazu
na zmotoryzowanym ramieniu wieloprzegubowym punktowane bedzie zaoferowanie kamery mikroskopu
z mozliwoscia demontazu (zmiany swojej pozycji) 1 montazu na zmotoryzowanym ramieniu

wieloprzegubowym.



Dla kryterium zastosowanie zespolu obiektywow na jednej glowicy, umozliwiajace obserwacje w zakresie
wymaganego powi¢kszenia bez koniecznosci wymiany obiektywu (P3)- waga 6 %

- zastosowanie zespolu obiecktywdw na jednej glowicy, umozliwiajace obserwacje w zakresie wymaganego
powigkszenia bez koniecznosci wymiany obiektywu - 6 pkt.

- brak zastosowanie zespotu obiektywow na jednej glowicy, umozliwiajace obserwacje w zakresie wymaganego

powiekszenia bez koniecznos$ci wymiany obiektywu — 0 pkt.

Przy ocenie dla kryterium zastosowanie zespotu obiektywow na jednej gtowicy, umozliwiajace obserwacje w
zakresie wymaganego powigkszenia bez koniecznosci wymiany obiektywu punktowane bedzie zastosowanie
zespotu obiektywow na jednej glowicy, umozliwiajace obserwacj¢ w zakresie wymaganego powigkszenia bez

konieczno$ci wymiany obiektywu.

Dla kryterium mozliwos$¢ sterowania silnikiem osi Z ramienia przy uzyciu konsoli mikroskopu (P4 — waga
5%
- zaoferowanie sterowania silnikiem osi Z ramienia przy uzyciu konsoli mikroskopu - 5 pkt

- brak sterowania silnikiem osi Z ramienia przy uzyciu konsoli mikroskopu - 0 pkt.

Przy ocenie dla kryterium mozliwo$¢ sterowania silnikiem osi Z ramienia przy uzyciu konsoli mikroskopu

punktowane bedzie zaoferowanie sterowania silnikiem osi Z ramienia przy uzyciu konsoli mikroskopu.

Dla kryterium parametr kamery - rozdzielczo$¢ sensora kamery min 12 megapikseli (4K) ( Ps- waga 4%
- zaoferowanie parametru kamery - rozdzielczo$¢ sensora kamery min 12 megapikseli (4K)- 4 pkt.

- brak parametru kamery - rozdzielczo$¢ sensora kamery min 12 megapikseli (4K)- 0 pkt.

Przy ocenie dla kryterium parametr kamery - rozdzielczo$¢ sensora kamery min 12 megapikseli (4K)
punktowane bedzie zaoferowanie parametru kamery - rozdzielczo$¢ sensora kamery min 12 megapikseli
(4K)

Dla Kkryterium funkcja automatycznej analizy Swiatlo - cieniowej i jednoczesnego wskazania roéznic
wysokosci od minimum 1 mikrometra przy uzyciu funkcji mapy oraz techniki fotostereoskopii
i rézniczkowego kontrastu fazowego lub podobnego dajacego ten sam efekt (Ps ) - waga 3%

- zaoferowanie funkcji automatycznej analizy $wiatlo - cieniowej i jednoczesnego wskazania réznic wysokosci
od minimum 1 mikrometra przy uzyciu funkcji mapy oraz techniki fotostereoskopii i rozniczkowego kontrastu
fazowego lub podobnego dajacego ten sam efekt- 3 pkt.

- brak funkcji automatycznej analizy $wiatlo - cieniowej 1 jednoczesnego wskazania réznic wysokosci od
minimum 1 mikrometra przy uzyciu funkcji mapy oraz techniki fotostereoskopii i rozniczkowego kontrastu

fazowego lub podobnego dajacego ten sam efekt- 0 pkt.

Przy ocenie dla kryterium funkcja automatycznej analizy $wiatlo - cieniowej i jednoczesnego wskazania réznic
wysoko$ci od minimum 1 mikrometra przy uzyciu funkcji mapy oraz techniki fotostereoskopii

i rozniczkowego kontrastu fazowego lub podobnego dajacego ten sam efekt punktowane bedzie zaoferowanie



funkcji automatycznej analizy $wiatto - cieniowej i jednoczesnego wskazania roéznic wysokosci od minimum
1 mikrometra przy uzyciu funkcji mapy oraz techniki fotostereoskopii i rézniczkowego kontrastu fazowego lub

podobnego dajacego ten sam efekt.

Dla Kkryterium dedykowane oprogramowanie do urzadzenia pozwalajace na prace ze zdjeciami na
dowolnym komputerze, bez ograniczen instalacji ( P7- waga 3%

- zaoferowanie dedykowanego oprogramowania do urzadzenia pozwalajace na prace¢ ze zdjeciami na dowolnym
komputerze, bez ograniczen instalacji — 3 pkt.

- brak dedykowanego oprogramowania do urzadzenia pozwalajace na pracg ze zdjgciami na dowolnym

komputerze, bez ograniczen instalacji — 0 pkt.

Przy ocenie dla kryterium dedykowane oprogramowanie do urzadzenia pozwalajace na prace¢ ze zdjgciami na
dowolnym komputerze, bez ograniczen instalacji punktowane bedzie zaoferowanie dedykowanego
oprogramowania do urzadzenia pozwalajace na prac¢ ze zdjeciami na dowolnym komputerze, bez ograniczen

instalacji.

Dla kryterium dodatkowa kamera zamontowana w statywie celem wizualizacji dystansu roboczego
i odleglosci obiektywu od probki oraz systemem ochrony przed kolizja z probkami (Ps— waga 2%.

- zaoferowanie dodatkowej kamery zamontowanej w statywie celem wizualizacji dystansu roboczego i
odleglosci obiektywu od probki oraz systemu ochrony przed kolizja z prébkami — 2 pkt.

- brak dodatkowej kamery zamontowanej w statywie celem wizualizacji dystansu roboczego i odleglosci

obiektywu od probki oraz systemu ochrony przed kolizja z probkami — 0 pkt.

Przy ocenie dla kryterium dodatkowa kamera zamontowana w statywie celem wizualizacji dystansu roboczego
i odlegltosci obiektywu od probki oraz systemem ochrony przed kolizja z probkami punktowane bedzie
zaoferowanie dodatkowej kamery zamontowanej w statywie celem wizualizacji dystansu roboczego i odlegtosci

obiektywu od probki oraz systemu ochrony przed kolizja z probkami.

Suma uzyskanych punktéw w poszczegolnych kryteriach: S = C+D+P1+P2+P3+P4+Ps+Ps+P7 +Ps

Oferta z najwyzsza iloScia punktow (S- suma punktéow) zostanie uznana za najkorzystniejsza.
Zamawiajacy dokonujac oceny, zastosuje zaokraglenia liczb do dwdch miejsc po przecinku na kazdym
etapie przeliczania, warto$¢ bedaca wynikiem dokonanych wyliczen bedzie zaokraglona do dwoch miejsc
po przecinku zgodnie z zasada: jezeli trzecia cyfra po przecinku jest rowna 5 lub wigcej to zaokraglenie

W gore”, jezeli trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza niz 5 to zaokraglenie ,,w dot”.



